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Wyjasnienie tresci i modyfikacja SWZ
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego

na ,Dostawe i instalacje zestawu spektrometru FTIR”

Dziatajagc w imieniu Zamawiajacego informuje, iz wpltynat do Zamawiajacego
wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia. Ponizej przedktadamy
tres¢ wniosku Wykonawcy oraz tres¢ udzielonej odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Whnosimy do Zamawiajgcego o doprecyzowanie sposobu przyznawania punktéw w ramach kryterium , Termin
dostawy”.

Uzasadnienie:

W obechym brzmieniu SWZ termin dostawy zostat wskazany jako jedno z kryteriow oceny ofert, ktéremu
przypisano wage 10 pkt. SWZ nie okresla jednak sposobu przeliczania oferowanego terminu dostawy na liczbe
uzyskanych punktow ani nie wskazuje, jaki termin dostawy nalezy zaoferowaé, aby uzyska¢ maksymalngq liczbe
10 pkt.

W zwiqzku z powyzszym zwracamy sie z proshq o uzupetnienie SWZ o szczegétowy sposéb oceny ofert
wramach przedmiotowego kryterium, w szczegdlnosci poprzez wskazanie terminéw dostawy
odpowiadajqgcych poszczegolnym wartosciom punktowym Ilub wzoru, na podstawie ktorego bedq
przyznawane punkty.”

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy dziekuje za zwrdcenie uwagi na zaistnialtg omytke i w rozdz. XVIII
SWZ po podrozdziale ,Kryterium okres gwarancji” dodaje podrozdziat ,Kryterium termin
realizacji zamowienia” o nastepujacej tresci:

»Kryterium termin realizacji zamowienia

Zamawiajacy przyzna ofercie punkty w zaleznosci od zaoferowanego przez Wykonawce
terminu dostawy, liczonego od dnia podpisania umowy. Maksymalna liczba punktow
w tym kryterium wynosi 10 pkt. Za zaoferowanie skrécenia terminu dostawy o 1 tydzien
(7 dni) Wykonawca otrzyma 5 pkt. Maksymalnie Wykonawca moze otrzymac 10 pkt za
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zaoferowanie skrécenia terminu realizacji zamoéwienia o 2 tygodnie. Za zaoferowanie
terminu dostawy wynoszacego 12 tygodni Wykonawca otrzyma 0 pkt.”

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Karcie Ofertowej - zat. 1 do SWZ termin
dostawy w petnych tygodniach. W przypadku niewskazania przez Wykonawce terminu
dostawy w Karcie Ofertowej, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca zaoferowat maksymalny
dopuszczalny termin dostawy tj. 12 tygodni i przyzna 0 pkt. w tym kryterium.

Pytanie nr 2

Whnosimy do Zamawiajqcego o usuniecie z kryteriéw oceny ofert dodatkowych punktéw za uwzglednienie w
ofercie ,kompatybilnosci zewnetrznego modutu pomiarowego umozliwiajgcego wykonywanie standardowych
pomiaréw FTIR z przystawkami spektrometru Nicolet iS50 bedqcymi w posiadaniu Zamawiajgcego lub
rozwiqzanie réwnowazne. Pod pojeciem rozwiqgzania ro(wnowaznego Zamawiajqcy rozumie modut, ktéry bez
utraty jakosci pomiaru i bez ponoszenia przez Zamawiajqcego dodatkowych kosztéw na instalacje, pozwoli na
wspdtprace z posiadanq bazq akcesoriéw i sprzetu.”

Uzasadnienie:

Na wstepie wskazujemy, ze w tabeli na poczqtku sekcji XVIII ,Kryteria Oceny Oferty” wskazano, ze kryterium
,Parametry techniczne i funkcjonalne tj. kompatybilnos¢ zewnetrznego modutu pomiarowego
umozliwiajgcego wykonywanie standardowych pomiaréw FTIR z przystawkami spektrometru Nicolet iS50
bedgcymi w posiadaniu Zamawiajgcego lub rozwigzanie réwnowazne.” umozliwia uzyskanie 20 pkt., lecz w
dalszej czesci tej sekcji znajduje sie zapis ,,Wykonawca otrzyma dodatkowe 10 punktéw za zaoferowanie
kompatybilnosci zewnetrznego modutu pomiarowego umozliwiajgcego wykonywanie standardowych
pomiarow FTIR z przystawkami spektrometru Nicolet iS50...”. Wnosimy o wyjasnienie powyZzszej rozbieznosci
oraz jednoznaczne wskazanie, czy przedmiotowa funkcjonalnos¢ jest oceniana w ramach kryterium o wadze
20 pkt, czy tez stanowi podstawe do przyznania dodatkowych 10 pkt.

Niezaleznie od powyZszego, w ocenie Wykonawcy przedmiotowe kryterium w obecnym ksztatcie prowadzi do
nieuzasadnionego uprzywilejowania rozwiqgzan jednego producenta, co narusza zasady uczciwej konkurencji
i rownego traktowania Wykonawcéw wskazane w art. 16 Ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Kompatybilnosé¢ z przystawkami spektrometru Nicolet iS50 mogq zaoferowa¢ jedynie urzqdzenia produkcji
Thermo Fisher, firmy ktdra jest réwniez producentem samych przystawek. Oznacza to, ze Wykonawcy
oferujgcy urzqdzenia tego konkretnego producenta sq uprzywilejowani wzgledem wszystkich innych
Wykonawcdéw, oferujgcych rozwiqzania réwnowazne. Takie uprzywilejowanie bez wyraznego uzasadnienia
technicznego i funkcjonalnego stoi w sprzecznosci z zasadami uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
wykonawcéw, wskazanymi w art, 16 ustawy prawo zaméwien publicznych.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze przyjmujgc wage 20 pkt za powyzszq funkcjonalnosé, Wykonawcy oferujqcy
rozwiqzania produkcji Thermo Fisher mogq zaoferowa¢ cene o 50% wyZszq niz najtansza oferta ztoZzona w
postepowaniu, i przy zatoZeniu otrzymania maksymalnej liczby punktéw za gwarancje i termin dostawy,
otrzymajq oni te samgq liczbe punktéw co oferta najtansza, lecz niespetniajgca podanego wymagania. Takie
uprzywilejowanie uniemozliwia jakqgkolwiek konkurencje na cenie bez schodzenia ponizej kosztéw
ponoszonych przez Wykonawcow w czasie realizacji zamdéwienia.

Ponadto w pkt 5. Sekcji sprzet Opisu przedmiotu zamdéwienia Zamawiajqcy wskazat, Ze w sktad zestawu
dostarczanego urzqdzenia musi chodzi¢ ,Zewnetrzny modut FTIR zapewniajgcy wykonywanie standardowych
pomiaréw IR w skali makro podtqczony na state do jednego z systemdéw wymienionych powyzej”. Oznacza to,
ze Wykonawca, niezaleznie od kompatybilnosci z przystawkami Nicolet iS50 ma obowiqgzek dostarczy¢
zewnetrzne akcesorium funkcjonalnie odpowiadajqce omawianemu akcesorium. W konsekwencji oferowane
urzgdzenie, wraz z wymaganym przez OPZ zewnetrznym modutem FTIR, jest kompletne i umozliwia realizacje
okreslonego przez Zamawiajqcego celu zamowienia bez koniecznosci wykorzystywania przystawek Ilub
akcesoriéw spoza zakresu przedmiotowego postepowania.



W ocenie Wykonawcy dodatkowe premiowanie kompatybilnosci z konkretnym, wczesniej posiadanym przez
Zamawiajgcego systemem nie znajduje zatem wystarczajqcego uzasadnienia funkcjonalnego w odniesieniu do
podstawowego przedmiotu zamdwienia. Jednoczesnie powoduje ono istotne ograniczenie konkurencji,
poniewaz stawia Wykonawcow oferujqcych rozwiqzania producenta bedqgcego dostawcq posiadanych juz
przez Zamawiajqgcego przystawek w niezwykle korzystnej pozycji.

Z uwagi na powyzsze, wnosimy o usuniecie przedmiotowego kryterium oceny ofert w postaci przyznania
dodatkowych punktéw za zaoferowanie urzqdzenia kompatybilnego z przystawkami Nicolet iS50.”

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy dziekuje za zwrdcenie uwagi na zaistniala omytke i w rozdz. XVIII
SWZ w podrozdziale ,Kryterium parametry techniczne i funkcjonalne” zdanie
pierwsze otrzymuje brzmienie:

»W kryterium parametry techniczne i funkcjonalne Wykonawca otrzyma dodatkowe
20 punktéw za zaoferowanie kompatybilnoSci zewnetrznego modutu pomiarowego
umozliwiajagcego wykonywanie standardowych pomiarow FTIR z przystawkami
spektrometru Nicolet iS50 bedacymi w posiadaniu Zamawiajgcego lub rozwigzanie
rownowazne.”

Kryterium kompatybilnosci zewnetrznego modutu pomiarowego jest oceniane na
20 punktow. Zapis o przyznaniu 10 punktéw za spetnienie owego dodatkowego warunku,
ktéry pojawit sie na stronie 22 SWZ, stanowi omytke pisarska.

Zamawiajacy, okre$lajac kryteria oceny ofert, kieruje sie wylacznie swoim
uzasadnionym interesem oraz potrzeba zapewnienia mozliwie najlepszych warunkéw
realizacji zaméwienia. Kryteria te nie sg formutowane z zamiarem faworyzowania ani
dyskryminowania ktéregokolwiek z Wykonawcdw.

Z punktu widzenia Zamawiajgcego istotng warto$¢ stanowi mozliwo$¢
wykorzystania w nowo nabywanym urzadzeniu akcesoridw, ktore juz posiada i ktore
moga by¢ kompatybilne zoferowanym sprzetem. Uwzglednienie tej okolicznosci
w kryteriach oceny ofert jest zatem uzasadnione gospodarnoscia i racjonalnym
wykorzystaniem posiadanego majatku. Pominiecie istniejacej infrastruktury
i koniecznos¢ ponownego zakupu akcesoriéw o znacznej wartosci mogtyby prowadzi¢ do
nieuzasadnionego zwiekszenia kosztow po stronie Zamawiajgcego.

JednoczeSnie Zamawiajgcy podkresSla, ze zastosowanie przedmiotowego
kryterium nie prowadzi do ograniczenia konkurencji. Kryterium to ma wage jedynie 20
pkt, a ponadto Zamawiajacy dopuscit w tym zakresie rozwigzania rownowazne. Tym
samym Wykonawcy majg mozliwo$¢ zaoferowania réznych rozwigzan pozwalajacych na
spelnienie wymagan Zamawiajacego, w tym np. dostosowanie posiadanych przez
Zamawiajacego przystawek do oferowanego urzadzenia.

Na rynku dostepne sg r6znego rodzaju akcesoria do spektroskopii w podczerwieni,
w przypadku ktérych mozliwa jest modyfikacja lub wymiana podstawy badZ innego
elementu mocujacego, umozliwiajgca ich stosowanie z réznymi urzadzeniami.
Zamawiajacy nie wskazal przy tym konkretnego producenta, modelu ani rozwigzania
technicznego, ktore Wykonawca miatby zastosowaé. Pozostawiono zatem Wykonawcom
mozliwos¢ zaproponowania rozwigzania odpowiadajacego wymaganiom
Zamawiajgcego.



Majac powyzsze na uwadze, przedstawiony w piSmie wniosek o usuniecie
przedmiotowego kryterium oceny ofert nie moze zosta¢ uwzgledniony.

Pytanie nr 3

,Czy Zamawiajqgcy dopusci urzqdzenie wyposazone w interferometr z naroznikami szesciennymi o trwatym
ustawieniu Rock-Solid™ jako réwnowazne w swietle rozdziatu IV SWZ do opisanego ,Interferometru
Michelsona justowanego dynamicznie w trakcie skanowania”?

Uzasadnienie:

Zawarte w OPZ wymaganie: ,Interferometr Michelsona justowany dynamicznie w trakcie skanowania.
Mechanizm dynamicznego justowania wykorzystujqcy wiqzke lasera He-Ne do utrzymywania idealnego
potozenia kqtowego zwierciadet interferometru i zapewniajgcy precyzje dtugosci fali nie gorszq niz 0,0008
cm-1" wskazuje na rozwiqzanie konkretnego producenta co utrudnia, a nawet uniemoZzliwia uczciwg
konkurencje.

Urzqdzenie, ktére zamierzamy zaoferowa¢ jest wyposazone w Interferometr z naroznikami szesciennymi o

trwatym ustawieniu Rock-Solid™, ktory charakteryzuje sie odpornosciq na przechylenia luster, drgania

mechaniczne i wplyw temperatury. Ponadto precyzja dtugosci fali wynosi < 0,0005 cm™ co bezposrednio

wskazuje, Ze oferowane rozwiqzanie jest lepsze od opisanego oraz zapewnia osiggniecie celu pomiaru
réwnowazne do wskazanego w OPZ zgodnie z rozdziatem IV. SWZ.

Dodatkowo wskazujemy, zZe rodzaj lasera nie jest parametrem istotnym z punktu widzenia osiggniecia celu
zamowienia, jakim jest zakup urzqdzenia do wykonywania precyzyjnych analiz prébek przy zastosowaniu
spektrometrii FTIR, do czego odniesliSmy sie w pytaniu nr 5.”

Odpowiedz nr 3:

Zgodnie z wiedza Zamawiajgcego na rynku dostepnych jest co najmniej kilku
producentéw oferujacych spektrometry wyposazone w interferometry z dynamicznym
(aktywnym) justowaniem. Rozwigzanie to jest stosowane w wysokiej klasy,
zaawansowanych aparatach badawczych. W zwigzku z tym Zamawiajacy nie podziela
stanowiska, ze wymaganie dotyczace dynamicznego justowania interferometru prowadzi
do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji. Nalezy wskaza¢, Ze wymaganie to nie jest
ograniczone do jednego producenta.

Ponadto Zamawiajgcy dopuscit rozwigzania réwnowazne, co oznacza, ze
Wykonawcy moga zaoferowal rozwigzania techniczne inne niz wskazane w opisie
przedmiotu zamdwienia, pod warunkiem wykazania ich réwnowaznosSci wzgledem
wymaganych parametréow i funkcjonalnosci. Jednoczes$nie Zamawiajacy wskazuje, ze
definicja rozwigzania réwnowaznego =zostata szczegotowo okreSlona na stronie
5 Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

Zamawiajacy Swiadomie wprowadzit rowniez wymaganie dotyczace zastosowania
lasera helowo-neonowego (He-Ne) i podtrzymuje ten wymoég. Lasery tego typu sa
powszechnie stosowane w wysokiej klasy spektrometrach FTIR i stanowig sprawdzone
rozwigzanie w zakresie zapewnienia stabilnego wzorca dlugosci fali. Ze wzgledu na
fizyczne podstawy dziatania lasera helowo-neonowego charakteryzuje sie on bardzo
wysoka stabilnoscig dtugosci emitowanej fali, co pozwala na uzyskiwanie powtarzalnych
potozen pasm bez koniecznosci biezacej weryfikacji i korekcji dtugosci fali. Z punktu
widzenia Zamawiajgcego ma to istotne znaczenie ze wzgledu na charakter prowadzonych



analiz oraz konieczno$¢ zapewnienia wysokiej powtarzalno$ci wynikéw i ich
poréwnywalnos$ci z danymi zgromadzonymi w bazach danych wykorzystywanych przez
rézne laboratoria kryminalistyczne.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy podtrzymuje wymagania okreslone
w dokumentacji postepowania.

Pytanie nr 4

»,Czy Zamawiajqcy dopusci mikroskop FTIR wyposazony w okienka i rozdzielacz wiqzki o zakresie 7800 - 450
cm-1 jako rozwigzanie réwnowazne w Swietle rozdziatu 1V SWZ do opisanego urzqdzenia wyposazonego
w interferometr wyposazony w dzielnik wiqzki na zakres co najmniej 7600-375 cm-1, pod warunkiem
zapewnienia czutosci uktadu mikroskopu umozliwiajgcq analize obiektéw o rozmiarach ponizej 50 um?

Uzasadnienie:

Zwracamy Zamawiajgcemu uwage, ze gérna i dolna granica zakresu spektralnego zalezq od konstrukcji
optycznej i materiatéw, np. elementéw optycznych pokrytych ztotem, jak i od typu detektora
wykorzystywanego wraz z systemem. Wskazany w OPZ zakres 7600-375 cm-1 odnosi sie przede wszystkim do
urzgdzen wyposazonych w detektor typu DLaTGS. Takie urzqdzenia nie zapewniajq wystarczajgcej czutosci
do analizy elementéw probki o rozmiarach ponizej 50 um.

Urzqdzenie, ktére zamierzamy zaoferowaé zawiera detektor TE-MCT (jak i w detektor LN2-MCT, patrz pytanie
nr 6), oferujqcy zakres spektralny wystarczajqcy do osiggniecia zamierzonego celu jakim jest wykonywanie
pomiaréw. Ponadto urzqdzenie z wyZzej wspomnianym detektorem zapewnia wyzszq czutos¢, ktéra umozliwia
wykorzystanie urzgdzenia do analizy istotnie mniejszych obiektéw niz przy uzyciu detektora DLaTSG, nawet
ponizej 50 um, bez obawy o wystgpienie szumoéw przy analizie bardzo matych obiektow.

W swietle powyzszego zwracamy sie do Zamawiajqcego o dopuszczenie mikroskopu wyposazonego w dzielnik
wiqzki o zakresie minimum 7800 - 450 cm-1 jako réwnowaznego do opisanego w OPZ.”

Odpowiedz nr 4:

Zamawiajacy podtrzymuje wymaganie dotyczace dolnej granicy zakresu
spektralnego na poziomie 375 cm™*. Okres$lony w OPZ zakres spektralny wynika przede
wszystkim z planowanego sposobu wykorzystania urzadzenia oraz potrzeby
wykonywania specjalistycznych pomiaréw, w szczegélnoSci w zakresie wstepnej
identyfikacji i analizy zwigzkéw nieorganicznych, dla ktorych charakterystyczne pasma
absorpcyjne moga wystepowac w obszarze niskich liczb falowych. Dotyczy to m.in.
nieorganicznych wypelniaczy stosowanych w powtokach malarskich ilakierowych.
Z tego wzgledu Zamawiajagcemu zalezy na zapewnieniu mozliwie szerokiego zakresu
spektralnego od strony niskich liczb falowych.

Nalezy réwniez podkresli¢, ze Zamawiajacy przewidziat w OPZ zastosowanie
zarowno detektora DLaTGS, jak i detektora MCT. Detektor DLaTGS nie stanowi zatem
jedynego detektora przewidzianego do pracy z urzadzeniem, a argument dotyczacy jego
czuto$ci w odniesieniu do analizy obiektéow o rozmiarach ponizej 50 pm nie uzasadnia
zmiany wymaganego zakresu spektralnego. Zastosowanie detektora MCT ma natomiast
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania pomiaréw wymagajacych wyzszej czutosci, w tym
pomiaréw matych obiektow.

W zwigzku z powyzszym zakres 7600-375 cm™' pozostaje wymaganiem

funkcjonalnym zwigzanym z planowanymi zastosowaniami urzadzenia, a nie



wymaganiem dotyczacym konkretnego rozwigzania konstrukcyjnego czy okreslonego
typu detektora.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy podtrzymuje wymaganie dotyczace

dolnej granicy zakresu spektralnego wynoszacej 375 cm™.

Pytanie nr 5

,Czy Zamawiajqcy dopusci jako rozwiqzanie rownowazne do wymaganego w Swietle rozdziatu IV. SWZ
urzqdzenie wyposazone w laser diodowy?

Uzasadnienie:

Wskazany w OPZ laser He-Ne charakteryzuje sie znacznie krotszq zywotnosciq od laseréw diodowych. Obecny
zapis OPZ wskazuje na rozwiqgzania starsze, stosowane przez ograniczonq liczbe producentéw urzqgdzen, tym
samym wyklucza Wykonawcéw oferujgcych bardziej zaawansowane technologicznie rozwiqzania,
ograniczajqc uczciwq konkurencje. Urzqdzenie, ktére zamierzamy zaoferowaé jest wyposazone w laser
diodowy z 10-letniq gwarancjq na Zywotnosé, co zapewnia niezwykle dtugq Zywotnos¢ catego interferometru.”

Odpowiedz nr 5:

Nie, Zamawiajgcy nie dopuszcza urzadzenia wyposazonego w laser diodowy.
Uzasadnienie stanowiska Zamawiajacego zostato czeSciowo ujete w ramach odpowiedzi
na pytanie trzecie.

Jednocze$nie nalezy podkre$li¢, Ze Zamawiajacy nie podziela argumentacji,
zgodnie z ktorg zastosowanie lasera diodowego stanowi rozwigzanie bardziej
zaawansowane technologicznie i powinno by¢ traktowane jako réwnowazne z laserem
He-Ne wytacznie ze wzgledu na deklarowang dtugos¢ jego zywotnosci.

W przypadku spektrometru FTIR laser petni funkcje wewnetrznego wzorca,
wykorzystywanego do precyzyjnego okres$lania potozenia ruchomego zwierciadia
interferometru. Stabilno$¢ dtugosci fali lasera ma zatem bezposrednie znaczenie dla
doktadnoSci wyznaczania potozenia zwierciadta, a tym samym dla stabilnosci
i powtarzalnos$ci pomiaréw. Klasyczne rozwigzanie z wykorzystaniem lasera He-Ne
wynika wtasnie z jego bardzo wysokiej stabilnosci dtugosci emitowanej fali.

W przypadku laseréw diodowych diugos¢ fali jest natomiast zalezna m.in. od
temperatury oraz warunkow zasilania. Jej zmiany moga powodowa¢ zmiane ,skali”
stanowigcej wewnetrzny wzorzec pomiarowy w trakcie wykonywania skanu. Sama
deklarowana przez producenta dtuga zywotno$¢ lasera diodowego, nawet potwierdzona
wieloletnia gwarancjg, nie odnosi sie zatem do kluczowej z punktu widzenia
Zamawiajgcego wilasciwosci, jakg jest stabilno$¢ dtugosci fali podczas pracy urzadzenia.

Wymog zastosowania lasera He-Ne zostat okreslony swiadomie, z uwzglednieniem
wymagan dotyczacych doktadnosci, stabilno$ci i powtarzalno$ci pomiaréw. Zamawiajgcy
nie uznaje zatem argumentu dotyczacego wiekszej zywotno$ci lasera diodowego za
wystarczajacy do uznania tego rozwigzania za rownowazne.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy podtrzymuje wymaganie dotyczace
zastosowania lasera He-Ne.



Pytanie nr 6

,Czy Zamawiajqcy dopusci urzqdzenie wyposazone w detektory TE-MCT (zakres spektralny 6000 - 670 cm™)
i detektor LN2-MCT (zakres spektralny 7800 - 450 cm-1) jako rownowazne w $wietle rozdziatu IV SWZ do
urzgdzenia opisanego w OPZ?

Uzasadnienie:

Zwracamy Zamawiajgcemu uwage, ze gérna i dolna granica zakresu spektralnego zalezq od konstrukcji
optycznej i materiatéw, np. elementéw optycznych pokrytych ztotem, jak i od typu detektora
wykorzystywanego wraz z systemem. Urzqdzenie, ktore zamierzamy zaoferowa¢ jest wyposazone w detektor
TE-MCT oraz w detektor LN2-MCT.

Detektor TE-MCT oferuje zakres spektralny 6000 - 670 cm ™ wystarczajgcy do osiggniecia zamierzonego celu
jakim jest profesjonalna, szczegétowa analiza prébek za pomocq spektrometrii FTIR. Dodatkowo detektor ten
zapewnia wyzszq czutosé, ktéra umozliwia wykorzystanie urzqdzenia do analizy istotnie mniejszych obiektéw
niz przy uzyciu detektora DLaTSG, nawet ponizej 50 um, bez obawy o wystqgpienie szuméw przy analizie bardzo
matych obiektéw. W ocenie Wykonawcy detektor ten jest réwnowazny, a nawet lepszy od wymaganego
detektora DLaTSG.

Detektor LN2-MCT (wersja broad-band) zapewnia pomiary w zakresie spektralnym 7800 - 450 cm-1
i stosunek sygnatu do szumu 35 000 : 1 w zakresie 2200-2100 cm™, czas pomiaru 1 min. Podane parametry
bezposrednio wskazujq, Ze detektor ten jest réwnowazny, a nawet lepszy od wymaganego.

Z uwagi na powyzsze zwracamy sie do Zamawiajqcego o dopuszczenie urzqdzenia wyposazonego we
wskazane wyzej detektory TE-MCT i LN2-MCT.”

Odpowiedz nr 6:

Zamawiajgcy dopuscit rozwigzania réwnowazne, co oznacza, ze Wykonawcy
moga zaoferowac rozwigzania techniczne inne niz wskazane w opisie przedmiotu
zamoOwienia, pod warunkiem wykazania ich rownowaznos$ci wzgledem wymaganych
parametrow i funkcjonalno$ci. Jednocze$nie Zamawiajacy wskazuje, ze definicja
rozwigzania rownowaznego zostala szczegétowo okreslona na stronie 5 SWZ. Niemniej
jednak, uwzgledniajgc wyjasnienia dotyczace planowanego wykorzystania wyposazenia
udzielone w ramach odpowiedzi na pytanie 4, zaproponowane rozwigzanie podnoszace
dolng granice zakresu spektralnego z 375 na 450 cm™, w ocenie Zamawiajacego nie
stanowi rozwigzania rownowaznego w zakresie wymaganej funkcjonalnosci
urzadzenia. Tym samym, Zamawiajacy nie dopu$ci urzadzenia, ktére nie bedzie
wyposazone w co najmniej jeden detektor typu DLaTGS.

Pytanie nr 7

,Czy Zamawiajqcy dopusci urzqdzenie z moZzliwosciq rozbudowy o wiodqcy w branzy obrazowania FTIR
detektor obrazujgcy typu Focal Plane Array (FPA) jako réwnowazne do urzqdzenia zapewniajgcego
mozliwosé¢ rozbudowy o detektor matrycowy MCT-A?

Uzasadnienie:

Urzqdzenie, ktére zamierzamy zaoferowaé posiada mozliwosé obstugiwania trzech réznych detektoréw.
Detektory FPA stanowiq najlepszy wybor w obrazowaniu chemicznym, zapewniajqc rozdzielczosé¢
przestrzennq/pikselowq wynoszqcq 5 uym (ATR 1,25 um) oraz szczytowy stosunek sygnatu do szumu.
Wymaganie mozliwosci rozbudowy konkretnie o detektor matrycowy MCT-A wskazuje na rozwigzanie



konkretnego producenta, tym samym ogranicza, a nawet potencjalnie uniemozliwia uczciwg konkurencje w
postepowaniu przetargowym.”

Odpowiedz nr 7:

Nalezy wskaza¢, ze klasyfikacji detektoréw mozna dokonywac¢ z uwzglednieniem
réznych Kkryteriow. Jednym z nich jest ich ,architektura”, pozwalajgca wyrézni¢ m.in.
detektory jednoelementowe, umozliwiajace uzyskanie widma FTIR w jednym punkcie
probki, oraz detektory matrycowe (array detectors), sktadajace sie z uktadu detektoréw
promieniowania podczerwonego rozmieszczonych w matrycy i umozliwiajacych
rejestracje wielu widm w ramach jednego obrazu. Drugim kryterium klasyfikacji moze
by¢ natomiast rodzaj materialu, z ktérego wykonany jest element detekcyjny,
niezaleznie od tego, czy detektor ma konstrukcje jednoelementowa czy matrycowa.

Zgodnie z najlepsza wiedzg Zamawiajgcego detektor FPA (Focal Plane Array) jest
detektorem matrycowym (array detector), a tym samym speinia wymaganie okreslone
w SWZ w tym zakresie.

Jezeli zatem Wykonawca jest w stanie zaoferowal rozwigzanie ro6wnowazne
wzgledem detektora matrycowego typu MCT-A, ktéry zostat wskazany w OPZ, zgodnie
z definicja izasadami oceny réwnowaznos$ci okreSlonymi na stronie 5 Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 8

,Czy Zamawiajgcy dopusci urzqdzenie zapewniajgce w petni zautomatyzowang, kontrolowang komputerowo
aperture z regulacjg rozmiaréw X, Y i kqta obrotu, bez mozliwosci jednoczesnej obserwacji obszaru
apreturowanego i petnego pola, przy zapewnieniu pozostatych funkcjonalnosci?

Uzasadnienie:

Funkcja jednoczesnej obserwacji obszaru apreturowanego i petnego pola wskazuje na rozwiqzanie
konkretnego producenta, tym samym ogranicza a nawet potencjalnie uniemoZzliwia uczciwqg konkurencje.
Wskazana wyzej funkcja ma znikome znaczenie pod wzgledem osiggania celu zamdwienia, jakim jest
wykonywanie profesjonalnych, szczegétowych analiz prébek za pomocq spektrometrii FTIR.”

Odpowiedz nr 8:

Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza urzadzenia bez mozliwosci jednoczesnej obserwac;ji
obszaru apreturowanego i pelnego pola. Zamawiajagcy podtrzymuje wymaganie
okreslone w SWZ. Funkcjonalno$¢ ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia operatora,
w szczegblnosci w przypadku analizy typowych préobek kryminalistycznych. Jednoczes$nie
nalezy wskaza¢, ze na rynku dostepne sg rézne rozwigzania techniczne umozliwiajace
realizacje tej funkcji, oferowane przez réznych producentéw, w zwigzku z czym
wymaganie to nie ogranicza sie do konkretnego rozwigzania ani producenta.

Pytanie nr 9

»Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie urzqdzenia wyposazonego w stolik przesuwny 7,5 x 2,5 cm,
ewentualnie o wskazanie uzasadnienia funkcjonalnego dla obecnosci stolika o wymiarach 5 cm x 12 cm?

Uzasadnienie:



Opisane w OPZ wymiary stolika przesuwnego zapewnia urzqdzenie konkretnego producenta.

Zaréwno zdaniem producenta urzqdzenia, ktére zamierzamy zaoferowad, jak i uzytkownikéw tego typu
urzqdzen stolik o wymiarach przekraczajqcych 7,5 x 2,5 cm nie ma funkcjonalnego uzasadnienia. Wymaganie
to wskazuje na jedno urzqdzenie na rynku spetniajgce wskazane wymaganie, co utrudnia a wrecz
uniemozliwia uczciwq konkurencje.”

Odpowiedz nr 9:

Wskazane wymiary nie okreslajg wymiaréw stolika, lecz wymagany zakres jego
przesuwu (punkt 22 w ,Specyfikacji technicznej sprzetu” - strona 30 SWZ). Na rynku
dostepnych jest wiele automatycznych stolikéw pomiarowych zapewniajacych szerokie
zakresy przesuwu, wzwigzku z czym wymaganie to nie prowadzi do ograniczenia
konkurencji ani nie wskazuje na konkretnego producenta czy rozwigzanie techniczne.

Szeroki zakres przesuwu ma przy tym uzasadnienie w specyfice badan
kryminalistycznych, w ktorych poszczegdlne obszary pomiarowe na analizowanym
obiekcie mogg by¢ znacznie od siebie oddalone. Mozliwo$¢ swobodnego przemieszczania
probki w szerokim zakresie utatwia woéwczas wykonywanie pomiaréw bez konieczno$ci
kazdorazowego jej ponownego pozycjonowania.

Majac jednak na uwadze przedstawione pytanie, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zaoferowania stolika o mniejszym zakresie przesuwu niZz okreslony
w SWZ, pod warunkiem Ze zaoferowane rozwigzanie zapewni wymagana funkcjonalno$¢
urzadzenia.

Pytanie nr 10

,Czy Zamawiajgcy dopusci jako rozwigzanie réownowazne do wymaganego urzqdzenie wyposazone we
wbudowany krysztat ATR?

Uzasadnienie:

Obecny zapis OPZ sekcja Wyposazenie pkt. 3 wskazuje ,Krysztat ATR "slide-on" germanowy, o ksztatcie
stozkowym, o wydajnosci energetycznej nie gorszej niz 50% sygnatu odbiciowego dla ptytki ztotej.” Zapis ten
wskazuje na rozwigzanie konkretnego producenta, ograniczajqc, a nawet potencjalnie uniemozliwiajgc

uczciwg konkurencje.

Wbudowany krysztat ATR charakteryzuje sie znacznie wiekszq precyzjq (< 1 um). Pozwala on na uzyskanie
doktadniejszych wynikéw analizy ATR niz w przypadku krysztatu nasuwanego, poniewaz krysztaty nasuwane
charakteryzujq sie gorszq tolerancjq mechaniczng, a nasuwanie i zdejmowanie krysztatu z uchwytu jest mniej
precyzyjne niz w przypadku krysztatu wbudowanego, ktéry ma state potozenie.”

Odpowiedz nr 10:

Tak, Zamawiajacy dopusci jako rozwigzanie réwnowazne do wymaganego
urzadzenie wyposazone we wbudowany krysztal ATR. Zamawiajgcy nie okresla
sposobu konstrukcyjnego wprowadzania krysztalu ATR w wiazke, ani nie wymaga, aby
byt on wbudowany w urzadzenie. Wymagane jest jedynie, aby zastosowane rozwigzanie
zapewniato okreslong w OPZ wydajno$¢ energetyczng oraz umozliwiato swobodne
wprowadzanie Krysztatu w wigzke i jego usuwanie. Tym samym urzadzenie powinno
zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania wszystkich wymaganych rodzajow pomiaréw, t;.
w trybie transmisji, odbicia oraz ATR.



Pytanie nr 11

,Czy Zamawiajgcy dopusci jako rozwigzanie réwnowazne urzqdzenie z obiektywem 8x z wbudowanym
krysztatem ATR?

Uzasadnienie:

Parametr, jakim jest krotnos¢ powiekszenia jest mniej istotna w kwestii zapewnienia osiggniecia celu
zamdwienia.

Oferowane przez nas urzqdzenie z 8x powiekszeniem oraz z wbudowanym krysztatem ATR zapewniajgcym
precyzje < 1 um zapewnia mozliwosc¢ osiggniecia celu pomiaru réwnowazne do powiekszenia 15x z krysztatem
nasuwanym, charakteryzujgcym sie znacznie mniejszq precyzjq i mniejszq tolerancjqg mechaniczng.”

OdpowiedZ nr 11:

Odpowiedz na to pytanie zostata udzielona tgcznie z odpowiedzia na pytanie nr 12.

Pytanie nr 12

,Czy Zamawiajqcy dopusci jako rozwiqzanie réwnowazne urzqdzenie ze zmotoryzowanym kondensorem 8x
z funkcjg automatyczngq regulacjq oraz powrotem do pozycji spoczynkowej.

Uzasadnienie:
Parametr, jakim jest krotnos¢ powiekszenia jest mniej istotna w kwestii zapewnienia osiggniecia celu

zamoéwienia. Urzqdzenie, ktére zamierzamy zaoferowad, wyposazone w zmotoryzowany kondensor 8x
zapewnia osiggniecie celu pomiaru réwnowaznego do kondensora 15x.

Ponadto, dzieki wyjgtkowej odlegtosci roboczej wynoszqcej 4 cm urzqdzenie zapewnia niezbedng
funkcjonalnos¢ bez potrzeby powracania do pozycji spoczynkowej, co jest bardziej przyjazne dla uzytkownika
urzqdzenia.”

Odpowiedz nr 12:

Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza zaoferowania obiektywu i kondensora
o powiekszeniu 8x, tj. niemal dwukrotnie nizszym od wymaganego w SWZ. Powiekszenie
optyczne stanowi jeden zpodstawowych parametréw uktadu mikroskopowego i ma
istotne znaczenie dla mozliwosci prowadzenia wymaganych obserwacji i analiz.

Jednocze$nie Zamawiajacy wskazuje, ze obiektywy IR o powiekszeniu 15-16x s3
powszechnie stosowane i, w jego ocenie, stanowig rozsgdne minimum dla zastosowan
przewidzianych w niniejszym postepowaniu. Na rynku dostepne sg réwniez obiektywy
o wyzszych powiekszeniach, w tym 32x. Obiektywy o wymaganym powiekszeniu sg
oferowane przez wielu producentéw oraz dostawcow akcesoriow do mikroskopii
w podczerwieni, dlatego wymaganie to nie prowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia
konkurencji.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy podtrzymuje wymaganie okreslone
w SWZ.
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Zamawiajacy informuje, iz powyzsza modyfikacja Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
stanowi jej integralng czes¢, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter nie wptywa na
konieczno$¢ przedtuzenia terminu sktadania ofert.

Termin skladania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. Dariusz Zuba

. Fed
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